
半导体热测试，顺丁橡胶高低温冲击实验

产品名称 半导体热测试，顺丁橡胶高低温冲击实验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

半导体热测试，顺丁橡胶高低温冲击实验

Simcenter T3STER:半导体热特性热测试仪

T3STER：热瞬态测试仪，是半导体热特性热测试仪器，可用于测试半导体分立器件及模块的结温、稳态热阻、瞬态热阻，同时可用于测试IC、SoC、SIP、散热器、热管等的热特性。T3STER兼具JESD51-1定义的静态测试法（StaticMode）与动态测试法（Dynamic Mode），能够实时采集器件 瞬态温度响应曲线（包括升温曲线与降温曲线），瞬态采样时间分辨率高达1微秒，测试延迟时间高达1微 秒，结温分辨率高达0.006℃。
# Simcenter T3Ster典型应用：利用T3Ster研究MOSFET器件
英飞凌利用T3Ster,按照JESD51-14测试其MOSFET器件的结壳热阻

产品型号：SPP80N06S2L-11 TO 封装
测试结果:
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